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ASPECTOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) es el organismo encargado de la administracién
y atencién de los servicios de la propiedad industrial en Chile. Le corresponde, asimismo, promover
la proteccién que brinda la propiedad industrial y difundir el acervo tecnoldgico y la informacion de
que dispone!.

INAPI divulga esta informacién como parte de sus funciones, basandose en los datos que los
solicitantes entregan para sus solicitudes de registro a nivel. Es importante aclarar que INAPI no
cuenta con informacién sobre las etapas de desarrollo o comercializacién, ni sobre la eficacia y
seguridad de los contenidos.

La proteccion que ofrece una patente es especifica de un territorio, es decir, solo es valida en el
pais o la regién donde se concedié. Sin embargo, la informacién sobre patentes se difunde
globalmente, lo que permite que cualquier persona, empresa o institucién acceda a los documentos
desde cualquier parte del mundo.

Las patentes ofrecen protecciéon a las invenciones por un periodo determinado, que puede variar
segun la legislacion vigente de cada pais, pero que suele ser de 20 afios para patentes de invencién
y 10 afos para modelos de utilidad, desde la fecha de presentacion de la primera solicitud. Se puede
realizar transferencia de tecnologia mediante diversas herramientas como acuerdos, licencias o
cesiones, permitiendo asi el uso, produccién o explotacién comercial de la invencién. Una vez que
expira el periodo de vigencia de una patente, la informacion reivindicada pasa a ser de dominio
publico, lo que significa que cualquier persona o entidad puede utilizarla libremente, sin infringir los
derechos de esa patente.

Los documentos presentados en este informe son una muestra de invenciones que se encuentran
disponibles para su consulta en la base de datos de origen. Es importante tener en cuenta que
muchas de estas invenciones estan en proceso de tramitacion, lo que significa que aun no se ha
determinado si seran solicitadas en Chile como fase nacional o en el pais donde se ha solicitado su
proteccidon. Por lo tanto, esta publicacién tiene fines informativos y no garantiza que estas
invenciones sean de libre uso en nuestro territorio. Si usted estd interesado en alguna de estas
tecnologias, le sugerimos contactar a sus titulares para asegurar una transferencia tecnoldgica
adecuada o verificar la libertad de operacion.

La informacion presentada en este reporte no implica que las creaciones mencionadas sean de
dominio publico. Es posible que estén protegidas por otros derechos de propiedad intelectual. Por
lo tanto, para el uso adecuado de estas creaciones, es recomendable consultar al de la patente o
los titulares de los derechos correspondientes para obtener informacion sobre su estado de
tramitacion y las condiciones de uso.

En relacidn a la necesidad de obtener autorizacion del titular de una invencidn, se debe tener en
cuenta los siguientes aspectos:

! Instituto Nacional de Propiedad Industrial - INAPI
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Invenciones o innovaciones de dominio publico

Son aquellas en que la proteccion provista por una patente, ha cesado debido a causas establecidas
por ley. Es decir, ha terminado el tiempo de proteccidn, no ha sido solicitada en el territorio nacional
aun estando vigente en otros paises o fue abandonada. De igual forma, se considera dominio publico
cuando su creador renuncia a la propiedad intelectual y, por lo tanto, puede ser utilizado por
cualquier persona.

Invenciones o creaciones con patente, marca comercial o derecho de autor vigente

Son aquellas creaciones que estan protegidas por la ley en el territorio nacional. Para poder
utilizarlas, es necesario obtener la autorizacion expresa del titular (propietario). Para ello, el
interesado debe ponerse en contacto con los titulares y llegar a un acuerdo sobre los términos de
licenciamiento. La utilizacién maliciosa de una invencién, marca comercial o de una creacién
protegida por derecho de autor es sancionada de acuerdo al articulo 28 y 52 de la Ley 19.039, o al
Capitulo II de la Ley 17.336 segun corresponda.

Innovaciones
Productos o procesos que, aunque no tienen necesariamente una patente, resuelven un problema
de la técnica.



INTRODUCCION

El Centro de Excelencia en Astrofisica y Tecnologias Afines (CATA) constituye la iniciativa cientifico-
tecnologica mas importante de Chile dedicada tanto a la investigacion de frontera en astronomia
como al desarrollo de instrumentacion y tecnologias avanzadas para la observacion del cosmos. Es
el esfuerzo mas robusto del pais liderado por astrénomos chilenos?, y desde su creacién ha
contribuido significativamente a fortalecer el ecosistema nacional de investigacién y desarrollo en
astrofisica. Su misién es promover la investigaciéon astrondmica de punta mediante la colaboracién
interdisciplinaria, el uso estratégico de las instalaciones astrondmicas de clase mundial disponibles
en Chile y la formacion de capital humano avanzado, en particular investigadores jovenes,
postdoctorantes y estudiantes de posgrado, que renuevan constantemente la comunidad cientifica
del pais. Asimismo, el centro busca impulsar areas criticas para la ciencia contemporanea tales
como la ciencia de datos, la inteligencia artificial y la instrumentacién astronédmica avanzada, pilares
gue permiten enfrentar los desafios tecnoldgicos asociados a la astronomia moderna3.

Los objetivos estratégicos del CATA se organizan en cinco ejes fundamentales: investigacion,
orientada a resolver preguntas esenciales de la astrofisica; educacion, enfocada en la formacion de
astronomos e ingenieros altamente especializados; tecnologia, destinada a desarrollar capacidades
nacionales en instrumentacion y computo de alto rendimiento; transferencia tecnoldgica, que
promueve la vinculacién del conocimiento con el sector productivo y la sociedad; y extensién, que
busca acercar los descubrimientos astrondmicos al publico general3. El consorcio estd compuesto
por cinco universidades: la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Catodlica de Chile, la
Universidad de Concepcién, la Universidad Diego Portales y la Universidad Andrés Bello. Esta
estructura multiinstitucional redne a mas de sesenta investigadores distribuidos entre Arica y
Parinacota y el Biobio, articulando una red nacional de excelencia que abarca areas como
cosmologia, formacion de galaxias, agujeros negros supermasivos, poblaciones estelares, formacion
de estrellas y planetas, exoplanetas, astrobiologia y astrofisica tedrica®.

El impacto del CATA es reconocido tanto a nivel nacional como internacional. En su primera década,
sus investigadores publicaron mas de 2.500 articulos en revistas arbitradas y acumularon mas de
75.000 citas®, cifras que reflejan su contribucion al liderazgo cientifico de Chile en el ambito
astronomico. Una evaluacion internacional destaco explicitamente al CATA como un “magneto para
la excelencia”, resaltando su capacidad de atraer y consolidar talento cientifico de clase mundial.
Su trabajo es especialmente relevante en un contexto donde Chile concentra mas del 50% de la
capacidad astrondmica instalada globalmente3, posicionandose como la capital mundial de la
astronomia. El centro no solo aprovecha estas condiciones privilegiadas para desarrollar ciencia de
frontera, sino que también contribuye a crear tecnologia astrondémica de vanguardia que permite
maximizar el potencial de los grandes telescopios emplazados en el pais. En su etapa mas reciente,
iniciada en 2021, el CATA ha puesto énfasis en consolidar capacidades nacionales en ciencia de
datos, computacion cientifica e instrumentacidon avanzada, reconociendo que la nueva generacion
de observatorios, capaces de generar petabytes diarios de informacién y requerir instrumentacién

2 Centro Basal CATA. (https://astronomia.udp.cl/es/collaboration/centro-basal-cata/)

3 CATA. (https://cata.cl/)

4 CATA multiplica su capacidad de procesamiento de datos astronémicos. (https://anid.cl/cata-multiplica-su-capacidad-de-
procesamiento-de-datos-astronomicos/ )

5 Centro de Excelencia en Astrofisica obtiene financiamiento hasta el afio 2021 (https://uchile.cl/noticias/141460/cata-
obtiene-financiamiento-hasta-el-ano-2021 )
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optica, mecanica y electrénica de alta complejidad, demanda soluciones innovadoras en ingenieria,
software y control de sistemas®.

En este marco de fortalecimiento cientifico y tecnoldgico, el presente informe de dominio publico
recopila un conjunto de patentes recientes que reflejan avances cruciales para la astronomia
contemporanea. Estas innovaciones abarcan areas esenciales como la calibracion instrumental, la
espectrometria y espectroscopia, la fotogrametria aplicada a imagenes astrondmicas, las
comunicaciones por induccion magnética, la radioastronomia de alta sensibilidad y el desarrollo de
sensores avanzados. En su conjunto, estas tecnologias permiten mejorar la precision de las
observaciones, expandir el rango de fendmenos detectables y optimizar los sistemas necesarios
para la operacidn de telescopios y observatorios modernos3.

La calibracién de instrumentos astrondmicos es uno de los aspectos mas relevantes abordados en
las patentes analizadas. Este proceso consiste en ajustar y comparar las mediciones de un
instrumento con patrones de referencia para asegurar la confiabilidad de los datos adquiridos. En
astronomia, la calibracion es indispensable para compensar efectos ambientales, variaciones
térmicas, interferencias electronicas y errores sistematicos en telescopios, antenas o detectores”’.
Entre las patentes revisadas se encuentran sistemas de antenas modulares con procedimientos de
calibracién adaptable y métodos avanzados para corregir la ganancia y los offsets de radidmetros
utilizados en observaciones astronémicas.

Asimismo, el informe destaca innovaciones en espectrometria y espectroscopia, herramientas
esenciales para comprender la composicidon quimica, estructura y movimiento de astros®. Las
patentes incluyen espectrdmetros opticos capaces de capturar informacién temporal y espectral
simultaneamente, ademas de dispositivos compactos que integran interferometria y dispersores
para obtener espectros de alta resolucién, cruciales para estudios de velocidades estelares, lineas
espectrales y senales débiles asociadas a exoplanetas o estructuras galacticas.

Otra linea central es la fotogrametria aplicada a imagenes astrondmicas, técnica que permite
conocer dimensiones y geometrias de objetos a partir de fotografias®. Las patentes recopiladas
incorporan métodos que utilizan secuencias de imagenes multiespectrales para reconstruir modelos
tridimensionales detallados de superficies planetarias, crateres lunares o nebulosas, permitiendo
analizar estructuras astrondmicas con una profundidad y precisién superior a la que permiten las
imagenes bidimensionales.

En el ambito de las comunicaciones y sensado, se examinan desarrollos basados en induccién
magnética, que permiten establecer enlaces inaldambricos de corto alcance sin utilizar ondas de radio
convencionales, reduciendo interferencias. Estas tecnologias presentan un potencial significativo
para aplicarse en instrumentacion embarcada, sondas espaciales o redes de sensores distribuidos??,

6 Lanzamiento en la UdeC: CATA inicia nueva etapa de trabajo con énfasis en desarrollo tecnoldgico y ciencia de datos
(https://noticias.udec.cl/lanzamiento-en-la-udec-cata-inicia-nueva-etapa-de-trabajo-con-enfasis-en-desarrollo-
tecnologico-y-ciencia-de-datos/ )

7 Howell, S. B. (2006). Handbook of CCD Astronomy (2nd ed.). Cambridge University Press.

8 Spectroscopy. https://www.eso.org/public/teles-instr/technology/spectroscopy/

9 Planetary surface reconstruction: Kirk, R. L. et al. (2003). Photogrammetry and Cartography from Spacecraft Images.
ISPRS International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing.

10 gy, z., Akyildiz, I. F., & Sun, Z. (2013). Magnetic Induction Communications for Wireless Underground Sensor Networks.
IEEE Transactions on Antennas and Propagation.
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En cuanto a la radiometria, es un instrumento disefiado para medir la potencia promedio de la
radiacion electromagnética que llega a través de una antena o telescopio en una banda de frecuencia
definida. En astronomia de radio, se lo emplea para medir la “temperatura de antena” o el “ruido”
que proviene del cielo en determinadas frecuencias!!. En este informe incluye innovaciones en
radiometros de nueva generacion, como sistemas de potencia total optimizados para observaciones
solares, radiometros configurables por canales basados en chips MMIC y arquitecturas anti-
interferencias capaces de mitigar rapidamente senales espurias durante las observaciones.

Finalmente, se subraya el avance sostenido en sensores astrondmicos, siendo un dispositivo que
convierte la radiacidon o particula incidente en una senal eléctrica cuantificable, que posteriormente
se procesa para generar imagenes, espectros o series de tiempo, incluyendo detectores CCD y
CMOS, bolémetros, fotomultiplicadores y antenas receptoras!?. Las patentes revisadas presentan
desarrollos como sistemas de imagen polarimétrica multicanal, sensores de posicionamiento de alta
precision para telescopios automatizados y matrices sensibles capaces de operar en bandas 6pticas,
infrarrojas y de radio con mayor eficiencia y menor ruido.

En conjunto, las tecnologias expuestas en este informe de dominio publico fortalecen la misién del
CATA al aportar soluciones que amplian las fronteras de lo observable, mejoran la calidad de los
datos astrondémicos y potencian el rol de Chile como lider en investigacién y desarrollo tecnolégico
en astronomia. Estas innovaciones muestran como la ingenieria, la ciencia de datos y el disefio de
instrumentos avanzados se integran cada vez mas en la exploracién del universo, contribuyendo
directamente al avance del conocimiento y a la competitividad cientifica del pais.

11 ASTR 735: Radio Astronomy (https://home.ifa.hawaii.edu/users/jpw/classes/radio/lectures/radiometers.pdf )
12 Howell, S. B. 2006. Handbook of CCD Astronomy. Cambridge University Press.
8



https://home.ifa.hawaii.edu/users/jpw/classes/radio/lectures/radiometers.pdf

SELECCION DE PATENTES

En este capitulo del informe se presentan treinta patentes que, pudiendo estar vigentes en otras
naciones, en Chile son de dominio publico porque no se presentd oportunamente una solicitud de
patente en el territorio nacional y han expirado los plazos legales para efectuar dicha presentacion
o bien, por cuanto su vigencia caducd en el pais. Adicionalmente, estas patentes han sido
seleccionadas con la ayuda de expertos del Centro de Astrofisica y Tecnologias Afines (CATA)
considerando su potencial relevancia para la astronomia y para otras areas cientificas y tecnolégicas
afines.

Estas patentes se clasifican en relacidén a los siguientes ambitos tecnolégicos:

e Calibracion

e Espectrometria

e Espectroscopia

e Fotogrametria

¢ Induccidon Magnética
¢ Radidmetros

e Sensores

Entre las invenciones se encuentran antenas modulares, métodos de deteccion, polarizacion de
imagenes, recuperacion de datos hiperespectrales, sistema de observacidon lunar, sistema de
telescopio, entre otras.

Si desea mas informacion sobre como proteger sus derechos de propiedad industrial o le interesa
participar en alguna actividad de formacion en estos temas, escriba al Centro de Apoyo a la
Tecnologia y la Innovacion (CATI), al correo cati@ina
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Calibracion

10



Sistema de antena modular

SOLICITANTE

PAIS DEL
SOLICITANTE

INVENTOR

NUMERO DE
PUBLICACION

FECHA DE
PUBLICACION

RESUMEN

Xilinx, Inc.

Estados Unidos

Volker Aue et al

EP3152842

08-04-2020

ENLACE SOLICITUD
Ver Patente

DATOS SOLICITANTE

¢\
AMD

7.

Pagina web

CLASIFICACION CIP
H04B1/40
Detalles de los sistemas de
transmisién no cubiertos por ningun
grupo. Circuitos

La invencion se refiere a un sistema de antena modular y un método de procesamiento de sefiales
asociado. El objetivo principal es superar la falta de escalabilidad de los sistemas de antenas
convencionales, mejorar el rendimiento general y permitir la sustitucion individual de unidades de
radio defectuosas, ademas de proporcionar un procedimiento de calibracion adaptable. Esto se
logra con un sistema que incluye una estacién base y al menos una unidad de radio compuesta
por al menos dos subunidades de radio idénticas. Cada subunidad tiene un mdédulo de radio (con
DSP, transceptor, front-end y amplificador de potencia) y un mddulo de antena, y estan conectadas
modularmente, teniendo cada subunidad su propia entrada y salida IQ.

FIGURA
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Radiometro

correlacion cruzada de doble

polarizacion y método y aparato para su calibracion

SOLICITANTE

PAIS DEL
SOLICITANTE

INVENTOR

NUMERO DE
PUBLICACION

FECHA DE
PUBLICACION

RESUMEN

Georgia Tech Research
Corporation

Estados Unidos B

Albin Gasiewski

US5231404

27-07-1993

ENLACE SOLICITUD
Ver Patente

DATOS SOLICITANTE

Ca

Researt.:h

Pagina web

CLASIFICACION CIP
G01K11/00
Medicion de la temperatura basada
en cambios fisicos o quimicos no
cubiertos por los grupos

Se describe un radidmetro de correlacion cruzada con doble polarizacién lineal que incluye un
aparato para calibrar el canal de correlacion cruzada del radiometro. El aparato para calibrar el
canal de correlacién cruzada comprende una primera carga de calibracién, una segunda carga de
calibracién colocada perpendicularmente a ella, y medios para rotar las cargas de calibracién en
relacion con la bocina de alimentacion (feedhorn) del radiometro. Las cargas de calibracion se
mueven a través de varias posiciones angulares y los voltajes de salida del canal de correlaciéon
cruzada se miden en las distintas posiciones angulares y se utilizan para estimar las ganancias y
el desplazamiento (offset) del canal de correlacién cruzada.

FIGURA
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Método de estimacion de DOA mediante deteccion ENLACE SOLICITUD
comprimida Ver Patente

SOLICITANTE Shandong Zhongke Intelligent
Agricultural Machinery Equipment DATOS SOLICITANTE
Technology Innovation Center

PAIS DEL China
SOLICITANTE & 7‘/’

INVENTOR Haihua Chen et al ZHONG KE
Pagina web

NUMERO DE CN115993573 CLASIFICACION CIP

PUBLICACION G01S3/00

Radiogonidometros para determinar

FECHA DE 21-04-2023 ) o, -,

PUBLICACION !a dlre’cc:lon de’ rgcepcmn dg Qndas
infrasdnicas, sénicas, ultrasdnicas o
electromagnéticas, o de emisiones
de particulas, que no tengan un
significado direccional

RESUMEN

La invencién proporciona un método de estimacion de DOA (direccidon de llegada) por deteccion
comprimida basado en un diccionario sobredimensionado no uniforme y un coeficiente de Dice. El
método se compone de un arreglo de antenas, un moddulo de construccién de diccionario
sobredimensionado no uniforme, un médulo de algoritmo OMP (Orthogonal Matching Pursuit) y un
madulo de coeficiente de Dice. Este método puede evitar eficazmente el defecto de que la solucion
optima no se encuentra en un intervalo de limite basado en una condicién de limite de cuadricula
de CRLB (Cota Inferior de Cramer-Rao) tradicionalmente. Ademas, el diccionario
sobredimensionado no uniforme se combina con el algoritmo OMP y el coeficiente de Dice, lo que
reduce en gran medida la complejidad de célculo del sistema de estimacion de DOA y mejora la
resolucién angular y la precision de la estimacion de DOA del sistema.

FIGURA
ses @ MUSIC-Dual sources
-0 MUSIC-Thiee sowrces
= MUSIC-Four sourmes
e Curve-filting Result-Dus sources
—tp—— Curveo-fittng Result-Throe sources

—— Curvo-fitng Resull-Fouwr sources

RMSE
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Método de calificacion de una rejilla de difraccion y ENLACE SOLICITUD

método de fabricacion de un elemento 6ptico Ver Patente
SOLICITANTE Carl Zeiss Smt Ag DATOS SOLICITANTE
PAIS DEL Dinamarca E
SOLICITANTE
INVENTOR Jochen Hetzler et al

Pagina web
NUMERO DE US2006274325 CLASIFICACION CIP
PUBLICACION G01B9/02
FECHA DE 07-12-2006 Instrumgntos de medicion
PUBLICACION c§ra.cter|zlad.os por el ’ uso de

técnicas opticas Interferometros

RESUMEN

La presente invencidn se refiere a un método para cualificar una rejilla de difraccion comprende
la realizacion de multiples mediciones iluminando una region de la rejilla con un haz de luz de
medicién y detectando una intensidad de la luz de medicién difractada por la rejilla en un orden
de difraccion. Una longitud de onda de la luz de medicidn, o una polarizacién de la luz de medicidn,
o un angulo de incidencia de la luz de medicion sobre la rejilla de difracciéon se varia entre
mediciones subsecuentes.Un parametro de forma de los elementos difractantes que forman la
rejilla comprende el paso (pitch), la altura o la anchura de las caracteristicas estructurales de los
elementos difractantes. El parametro de forma se utiliza ventajosamente en el analisis de
mediciones interferométricas realizadas en superficies opticas durante la fabricacién de elementos
opticos de alta precision.

FIGURA
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https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/037493801/publication/US2006274325A1?q=US20060274325%20A1
https://www.zeiss.com/semiconductor-manufacturing-technology/home.html

Calibracion de una
mediante elipticidad

SOLICITANTE

PAIS DEL
SOLICITANTE

INVENTOR

NUMERO DE
PUBLICACION

FECHA DE
PUBLICACION

RESUMEN

antena de matriz polarizada

Rodradar Ltd

Israel

Eran Rebenshtok et al

W02019215718

14-11-2019

ENLACE SOLICITUD
Ver Patente

DATOS SOLICITANTE

RODRADAR

7.

Pagina web

CLASIFICACION CIP
GO01R29/10
Dispositivos para medir o indicar
magnitudes eléctricas no incluidas
en los grupos. Diagramas de

radiacién de antenas.

La presente invencion se refiere a un sistema para calibrar una antena de arreglo polarizada
incluye un controlador transceptor de radar y un calibrador de mapeo de antena. El controlador
transceptor de radar mide la amplitud y la fase de las sefiales recibidas en una pluralidad de
elementos de antena de la antena polarizada, donde las sefiales recibidas corresponden a una
sefial de prueba que tiene un angulo de incidencia conocido. El calibrador de mapeo de antena
utiliza la elipticidad definida por elementos de antena ortogonales mapeados y las sefiales de
amplitud y fase medidas para compensar la no-isotropia y las disimilitudes de los patrones de
radiacion de los elementos de antena de la antena de arreglo polarizada, mientras se conservan
las propiedades de polarizacion de la antena de arreglo. El calibrador genera una tabla de
calibracién para la antena de arreglo polarizada para una multiplicidad de sefiales de prueba.

FIGURA
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https://rodradar.com/
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/068466713/publication/WO2019215718A1?q=WO2019215718%20A1
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Analizador y método espectro-temporal O6ptico en

tiempo real
SOLICITANTE

PAIS DEL
SOLICITANTE

INVENTOR

NUMERO DE
PUBLICACION

FECHA DE
PUBLICACION

RESUMEN

The University Of Hong Kong
China -I

Yip Kenneth Wong Kin et al
US11112306

07-09-2021

ENLACE SOLICITUD
Ver Patente

DATOS SOLICITANTE

o IR

@ THE UNIVERSITY OF HONG KONG

Pagina web

CLASIFICACION CIP
G0113/02
Espectrometria;
Espectrofotometria;
Monocromadores;  Medicidn
colores. Detalles

de

Este aparato analiza senales épticas en tiempo real y de toma Unica en los dominios de tiempo y
frecuencia. Utiliza un acoplador de fibra para recibir sefiales desde onda continua (CW) hasta
pulsos ultracortos. Un divisor optico dirige la sefal a un canal de tiempo (con fotodiodo para la
intensidad) y un canal de frecuencia (con subcanales para CW/pulso corto). Un procesador analiza
los datos de ambos canales para mostrar las evoluciones temporal y espectral simultdaneamente.
Esto permite correlacionar la informacién de eventos dindmicos no repetidos en diferentes

dominios.

FIGURA
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https://www.hku.hk/
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/063584794/publication/US11112306B2?q=US11112306%20B2

Espectroscopia combinada de dispersion/interferencia
para la produccion de un espectro vectorial

SOLICITANTE

PAIS DEL
SOLICITANTE

INVENTOR

NUMERO DE
PUBLICACION

FECHA DE
PUBLICACION

RESUMEN

The Regents Of The University Of
California

Estados Unidos B

David Erskine

US6351307

26-02-2002

ENLACE SOLICITUD
Ver Patente

DATOS SOLICITANTE

UNIVERSITY
OF
CALIFORNIA
Pagina web
CLASIFICACION CIP
G01B9/02
Instrumentos de medicion

caracterizados por el uso de
técnicas 6pticas: Interferémetros

La presente invencion describe un método compacto y de bajo costo para medir las propiedades
espectrales de ondas de banda ancha combinando un interferometro de alta resolucion con un
dispersor de longitud de onda. La iluminacion de banda ancha evita ambigledades, y el dispersor
aumenta la visibilidad de las franjas y la relacién sefal/ruido. Esto genera un espectro con franjas
representado como un vector 2-D (amplitud y fase), lo que permite calcular con precision el
desplazamiento de fase mediante matematicas vectoriales. El instrumento puede medir con
precision el mapeo espectral, los desplazamientos Doppler y efectos metroldgicos (distancia,
temperatura, etc.). Un efecto Moire entre el interferometro y la iluminacion permite usar un
dispersor de baja resolucion. La instrumentacion puede usar multiples cavidades paralelas para
un mapeo espectral instantaneo sin necesidad de escaneo.
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https://regents.universityofcalifornia.edu/
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/026819535/publication/US6351307B1?q=US6351307%20B1

ENLACE SOLICITUD

Sistema y método para la imagen de polarizacion

SOLICITANTE

PAIS DEL
SOLICITANTE

INVENTOR

NUMERO DE
PUBLICACION

FECHA DE
PUBLICACION

RESUMEN

Ver Patente

Ramot at Tel-Aviv University Ltd DATOS SOLICITANTE
Israel @0©
Raja Giryes et al RAMOT uiiversv
Pagina web
US2023375462 CLASIFICACION CIP
GO1N21/21

23-03-2023 Investigacion o} analisis

de

materiales mediante técnicas
opticas, es decir, utilizando ondas
submilimétricas, luz infrarroja,
visible o ultravioleta. Propiedades

gue afectan a la polarizacién

La invencidon trata de un sistema para imagenes de polarizacién comprende un difusor éptico
caracterizado por una funcién de dispersion de punto (PSF), un sensor de imagen, un filtro de
polarizacion espacialmente multiplexado entre el difusor Optico y el sensor de imagen, y un
procesador de imagen. El procesador de imagen recibe sefiales del sensor de imagen y
reconstruye, basandose en la PSF, una imagen separada para cada direccion de polarizacion
formada en el filtro de polarizacién.

FIGURA
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https://ramot.org/
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/088792446/publication/US2023375462A1?q=US20230375462%20A1

Espectrometro de imagenes reflectivas compacto que
utiliza rejillas de difraccion sumergidas

SOLICITANTE

PAIS DEL
SOLICITANTE

INVENTOR

NUMERO DE
PUBLICACION

FECHA DE
PUBLICACION

RESUMEN

The Regents Of The University Of
California

Estados Unidos B

Michael Chrisp

uUS7041979

09-05-2006

ENLACE SOLICITUD
Ver Patente

DATOS SOLICITANTE

UNIVERSITY
| OF
CALIFORNIA

Pagina web

CLASIFICACION CIP
G0113/28
Espectrometria;
Espectrofotometria;
Monocromadores;  Medicion de
colores. Investigacion del espectro

La presente invencion describe un método para medir propiedades espectrales de ondas de banda
ancha combinando interferometria con un dispersor de longitud de onda para generar un espectro
con franjas. La iluminaciéon de banda ancha evita ambigliedades de salto de franja, permitiendo
medir con precision mapeo espectral, desplazamientos Doppler y metrologia de magnitudes
(distancia, angulo, temperatura, presion). El interferometro ofrece alta resolucion, compacidad y
eficiencia. El dispersor mejora la visibilidad de las franjas y la relacion senal-ruido. El espectro se
trata como un vector 2-D, y el calculo vectorial determina los desplazamientos de fase. Un efecto
Moire permite usar un dispersor de baja resolucidon. Cavidades paralelas de retardo fijo posibilitan
el mapeo espectral instantdneo en un instrumento mas compacto que los espectrometros de

€escaneo.

FIGURA
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https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/034226726/publication/US7041979B2?q=US7041979
https://regents.universityofcalifornia.edu/
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Sistema y/o método para medir modos de guia de onda

SOLICITANTE Interfiber Analysis, Llc
PAIS DEL Estados Unidos B
SOLICITANTE

INVENTOR Andrew Yablon et al
NUMERO DE US8867028
PUBLICACION

FECHA DE 21-10-2014
PUBLICACION

RESUMEN

ENLACE SOLICITUD
Ver Patente

DATOS SOLICITANTE

INTERFIBER ANALYSIS, LLC
Pagina web

CLASIFICACION CIP
GO01N21/00
Investigar o analizar materiales
mediante medios 6pticos, es decir,
utilizando ondas submilimétricas,
luz infrarroja, visible o ultravioleta

La invencion se refiere a un sistema para medir y caracterizar la distribucion de energia entre los
distintos modos de propagacién que interfieren dentro de una guia de onda dptica (fibra). Utiliza
un detector éptico espacialmente resuelto y una novedosa técnica de procesamiento de sefales
que aplica la Transformada de Fourier a subventanas de longitud de onda de la sefial dptica
medida. Este enfoque genera un espectrograma bidimensional (MPI density spectrogram) que
resuelve con precision la demora de grupo intermodal. Esto permite distinguir de forma fiable los
eventos de dispersidon discreta (puntos especificos) de la dispersién distribuida a lo largo de la
fibra, lo que es vital para el disefio y la fabricacion de guias de onda.

FIGURA
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https://www.interfiberanalysis.com/
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/050485068/publication/US8867028B2?q=US8867028

Dispositivo de imagen espectral basado en optica

adaptativa
SOLICITANTE

PAIS DEL
SOLICITANTE

INVENTOR

NUMERO DE
PUBLICACION

FECHA DE
PUBLICACION

RESUMEN

Instituto de  Optoelectrénica,
Academia China de Ciencias

China

Yuan Yuan Tang et al

CN106556461

06-04-2018

ENLACE SOLICITUD
Ver Patente

DATOS SOLICITANTE

I
0 5
« o

Y

A/
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

Pagina web

CLASIFICACION CIP
G01313/02

Espectrometria;

Espectrofotometria;
Monocromadores;  Medicion
colores. Detalles

de

La presente invencion proporciona un dispositivo de imagen espectral basado en éptica adaptativa,
que incluye un colimador, un espejo de inclinaciéon (tip-tilt mirror), un corrector de frente de onda
DM, un divisor de haz dicroico, un detector de frente de onda, un controlador de frente de onda,
un sistema de imagen, un plano de imagen secundario del telescopio, un sistema éptico de
retransmision, un segundo plano de imagen del telescopio, un divisor de imagen, una rendija, un
espejo colimador, una rejilla de difraccidn, un espejo de imagen, un detector y una computadora
de control y procesamiento de datos.
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https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/058445324/publication/CN106556461B?q=CN106556461B
http://english.ioe.cas.cn/

Método para la adquisicion y formacion de una imagen
espectrometria mediante muestreo espacial adaptado

SOLICITANTE

PAIS DEL
SOLICITANTE

INVENTOR

NUMERO DE
PUBLICACION

FECHA DE
PUBLICACION

RESUMEN

Horiba France SAS

Francia

Simon Richard et al

EP3440443

28-09-2022

ENLACE SOLICITUD
Ver Patente

DATOS SOLICITANTE

HORIB

Pagina web

CLASIFICACION CIP
G0133/02
Espectrometria;
Espectrofotometria;
Monocromadores;
colores. Detalles

Medicion de

La invencidon describe un método para generar una imagen de espectrometria (Pict), el cual
comienza con la adquisicién de una imagen estructural inicial (IM0O) de una muestra. Esta imagen
inicial se somete a una descomposicion para establecer un muestreo espacial multiescala del area
de interés. Posteriormente, este muestreo se utiliza para determinar con precisiéon una serie de
posiciones de medicidon de espectrometria (Xi, Yj). El nlacleo del método consiste en recorrer
consecutivamente estas posiciones, posicionar el haz de excitaciéon y adquirir una medicién de
espectrometria en cada punto, finalizando con la reconstruccion de la imagen de espectrometria
(Pict) de forma punto por punto a partir de todas las mediciones recopiladas.

FIGURA
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https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/056008805/publication/EP3440443B1?q=EP3440443%20B1
https://www.horiba.com/int/company/group-companies/europe/france/horiba-france-sas/
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Método vy

fotogramétrico de imagenes

SOLICITANTE

PAIS DEL
SOLICITANTE

INVENTOR

NUMERO DE
PUBLICACION

FECHA DE
PUBLICACION

RESUMEN

sistema para el procesamiento
Vito Nv
Bélgica -I

Aleksandra Sima

EP3167432

08-01-2020

ENLACE SOLICITUD
Ver Patente

DATOS SOLICITANTE

>~ Vit

Pagina Web

CLASIFICACION CIP
G06T7/579
Analisis de imagenes. Recuperacién
de profundidad o forma a partir de
multiples imagenes, a partir de
movimiento

La presente invencion se refiere a un método de reconstruccion 3D fotogramétrica de objetos
implica un proceso escalonado que utiliza una secuencia de imagenes multiespectrales, donde las
distintas regiones de las imagenes representan la radiacion capturada en diferentes longitudes de
onda. Primero, se seleccionan multiples subconjuntos de imagenes, asegurando que cada imagen
dentro de un subconjunto tenga un campo de visidon superpuesto con al menos otra. A
continuacién, se genera un conjunto de modelos 3D intermedios aplicando la reconstruccién
fotogramétrica a las imagenes de cada subconjunto individual. Finalmente, todos estos modelos
3D intermedios se recombinan para formar un modelo 3D combinado final del objeto.
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https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/051410738/publication/EP3167432B1?q=EP3167432%20B1
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Recuperacion de datos hiperespectrales a partir de una

imagen
SOLICITANTE

PAIS DEL
SOLICITANTE

INVENTOR

NUMERO DE
PUBLICACION

FECHA DE
PUBLICACION

RESUMEN

B.G. Negev Technologies and
Applications Ltd., at Ben-Gurion
University

Israel

Ohad Ben-Shahar et al

EP3510558

06-05-2020

ENLACE SOLICITUD
Ver Patente

DATOS SOLICITANTE

Ben-Gurion University
of the Negev

Pagina web

CLASIFICACION CIP
G0113/28
Espectrometria;
Espectrofotometria;
Monocromadores;  Medicién de
colores. Investigacién del espectro

Esta invencion nos muestra un método para la aproximacion de datos espectrales se lleva a cabo
utilizando al menos un procesador de hardware para ejecutar los siguientes pasos: primero, se
proporciona una imagen digital que contiene datos correspondientes a un primer conjunto de
bandas espectrales; simultdaneamente, se suministra un diccionario que relaciona firmas de un
segundo conjunto de bandas espectrales (distinto del primero) con sus respectivos valores en
dicho primer conjunto de bandas espectrales. Finalmente, el método consiste en aproximar los
datos de dicho segundo conjunto de bandas espectrales de la imagen digital, basandose en la
informacién contenida en el diccionario.

4.Imagen
RGB optimizada
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https://www.bgu.ac.il/en/
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/061562380/publication/EP3510558A4?q=EP3510558%20A4

Sistema y método para comunicaciones de campo ENLACE SOLICITUD

cercano con seguridad local Ver Patente
SOLICITANTE Radeum Inc Dba Freelinc DATOS SOLICITANTE
PAIS DEL Estados Unidos [

SOLICITANTE F@ FREELINC.
INVENTOR Howard Dobyns Douglas et al Pagina web

NUMERO DE EP2193652 CLASIFICACION CIP
PUBLICACION HO04K3/00

FECHA DE 09-06-2010 Perturt_Jacm_Jn . de _ las
PUBLICACION comunicaciones; Contramedidas
RESUMEN

Esta invencién se refiere a un sistema y un método para comunicaciones de campo cercano. El
sistema incluye un generador de campo cercano configurado para generar una sefial detectable
de campo cercano que comprende informacién, un detector de campo cercano configurado para
recibir la sefal detectable de campo cercano y emitir la informacién, y un transmisor de
interferencia (jamming) de radiofrecuencia (RF) electromagnética (EM) configurado para irradiar
una senal de interferencia (jamming) de RF EM, con el fin de interferir (jam) la recepcién de
sefiales de RF EM en la vecindad de al menos uno del generador de campo cercano y el detector
de campo cercano.
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https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DEP2193652A1
https://www.freelinc.com/

Matrices aéreas de medicion vectorial para sistemas de
comunicacion por induccion magnética

SOLICITANTE

PAIS DEL
SOLICITANTE

INVENTOR

NUMERO DE
PUBLICACION

FECHA DE
PUBLICACION

RESUMEN

Plantronics, Inc

Estados Unidos B

Peter Flowerdew et al

US6134420

17-10-2000

ENLACE SOLICITUD
Ver Patente

DATOS SOLICITANTE

poly

Pagina web
CLASIFICACION CIP
H01Q7/00
Antenas de bucle con una
distribucion de corriente
sustancialmente uniforme

alrededor del bucle y que presentan
un patrén de radiaciéon direccional
en un plano perpendicular al plano
del bucle

Esta invencion nos muestra un sistema de comunicacion inaldmbrica logra mantener un enlace
bidireccional entre una unidad base fija (por ejemplo, en un escritorio) y una unidad remota
portatil (como un auricular) al alinear automaticamente un campo de induccion magnética,
compensando la orientacién relativa arbitraria entre ellas. La unidad base detecta continuamente
esta orientacién y ajusta el campo para asegurar la conexién. En una modalidad, la unidad base
utiliza un conjunto de bobinados ortogonales: el bobinado que recibe la sefial magnética mas
fuerte de la unidad remota define la direccidon aproximada del campo. En otra realizacion, la base
emplea tres bobinados ortogonales en un nucleo esférico y utiliza un modulo selector para
transmitir un campo magnético giratorio en un plano "cruzado" u ortogonal al vector de direccién
del campo recibido, optimizando asi la comunicacion.
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https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/021747529/publication/US6134420A?q=US6134420%20A
https://www.hp.com/mx-es/poly.html

Métodos y aparatos para la sintonizacion en un sistema

inductivo

SOLICITANTE

PAIS DEL
SOLICITANTE

INVENTOR

NUMERO DE
PUBLICACION

FECHA DE
PUBLICACION

RESUMEN

Aura Communications
Technology, Inc

Estados Unidos EX

Vincent Palermo et al

US7236741

26-06-2007

ENLACE SOLICITUD
Ver Patente

DATOS SOLICITANTE

FREELINC.

Pagina web

CLASIFICACION CIP
H03J1/00
Detalles de los sistemas de ajuste,
accionamiento, indicacion o control
mecanico para circuitos resonantes
en general

La presente invencidn se refiere a una circuiteria electrénica admite la utilizacion de una serie de
pulsos de ancho variable para sintonizar un transductor (por ejemplo, una bobina que produce o
recibe un campo magnético) para transmitir o recibir. Por ejemplo, un generador de voltaje de
control genera una secuencia de pulsos digitales de anchos de pulso variables para producir
respectivos voltajes de control. El generador de voltaje de control aplica un voltaje de control
producido a un elemento varactor cuya capacitancia cambia dependiendo de la magnitud del
voltaje de control producido. El elemento varactor forma parte de un circuito tanque. En
consecuencia, la serie de anchos de pulso controla una frecuencia de operacion del circuito tanque
en diferentes momentos. El circuito tanque incluye una bobina inductiva que se sintoniza para
producir o recibir un campo magnético o inductivo.

FIGURA

31

162 SELECTION SIGNALS
MODULATED SIGNALS
~
-]
¥ Y ¥
CONTROL CIRCUIT £ TRANSDUCER ASSEMBLY
1

e 7 CONTROL A
CALBRATION PULSE - PR S /
wrorMamion | | ceneraToR 130 e 15 It

120 CIRCUT * o |||

< - 180-1
132 e
601 y
* T2 }\1&}2

<

1602

* M3 ;\133.3

FIG. 1 T

160-3



https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/034964459/publication/US7236741B2?q=US7236741%20B2
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Método para medir rapidamente la precision de la cara
de reflexion de un radiotelescopio

SOLICITANTE

PAIS DEL
SOLICITANTE

INVENTOR

NUMERO DE
PUBLICACION

FECHA DE
PUBLICACION

RESUMEN

Observatorio  Astrondmico de
Xinjiang de la Academia China de
Ciencias

China

Xin Pei et al

CN103926548

28-09-2016

ENLACE SOLICITUD
Ver Patente
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La invencidon es un método especial de holografia de microondas de recuperacién de fase para
medir rapidamente la precision del reflector de grandes radiotelescopios. Este método elimina la
necesidad de hardware auxiliar y resuelve los problemas de largo tiempo de medicién y baja
certeza. Solo requiere medir la amplitud del campo de apertura de la antena usando una fuente
de radioastronomia estable, un receptor astrondmico y un medidor de potencia. Se escanea el
patrén del haz con la antena enfocada y desenfocada. Utiliza la funcién de polinomios de Zernike
para modelar la fase de apertura. Mediante un algoritmo de minimizacién, se calcula el error
residual iterativamente hasta obtener los coeficientes dptimos de Zernike. Esto permite recuperar
la distribucidon de fase de la apertura y, consecuentemente, determinar la precision del reflector

del radiotelescopio.
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La invencidon menciona sistemas y métodos para la medicién pasiva de lineas espectrales a partir
de la absorcion o emision por moléculas polares. El sistema incluye un ensamblaje de front-end
(parte frontal) de onda milimétrica (mmW), electrénica de back-end (parte posterior), y hardware
y software de adquisicion de datos. El método se relaciona con métodos para procesar datos
radiométricos multicanal de sistemas pasivos de deteccion de mmWw.,
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La presente invencion se refiere a un correlator en tiempo real propuesto se basa en una
arquitectura mixta de FPGA, GPU y CPU, disefada para procesar N sefales simultdneamente de
manera escalable y eficiente. El flujo de trabajo comienza con el muestreo, seguido por el
preprocesamiento de la sefial a cargo de la FPGA (mezcla, LPF, y empaquetado). Posteriormente,
la CPU desempaqueta los datos y, mediante un moédulo de control, gestiona el flujo del sistema,
mientras que la GPU se dedica a las operaciones de alta carga computacional, como el filtrado
multifasico, la Transformada de Fourier, la correlacion y la integracién. Este enfoque hibrido logra
superar las limitaciones de recursos logicos de las FPGA vy las restricciones de capacidad de calculo
de las CPU, garantizando un procesamiento de sefial robusto y de alto rendimiento en tiempo real.
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RESUMEN

La presente invencidn divulga un sistema de observacion lunar compuesto por un telescopio
astrondmico, un radiometro de microondas terrestre, un mecanismo de escaneo bidimensional y
un controlador. La estructura del sistema es simple y facil de implementar. En este sistema, el
radiometro de microondas terrestre esta instalado en una plataforma giratoria bidimensional. El
telescopio astronomico obtiene el angulo de elevacién de la posicidon inicial de la Luna, el
controlador calibra la posicidn inicial y controla la plataforma giratoria bidimensional para realizar
el escaneo y seguimiento automatico de la trayectoria lunar. La senal de temperatura de brillo
lunar se refleja desde la antena hacia el sistema de alimentacion de antena (Tianshui System),
ingresa al receptor de radiacion después de la separacion de polarizacién, y después de la
deteccidon (demodulacion), se puede obtener en tiempo real la sefial de adquisicion de voltaje y la
curva de varianza, y al mismo tiempo se puede calcular el valor de la temperatura de brillo lunar,
mejorando efectivamente la eficiencia de las pruebas. La presente invencién tiene cierta
universalidad y se puede aplicar a la medicion de la temperatura de brillo lunar basada en
radidmetros de microondas terrestres de diferentes bandas de frecuencia para investigar la
estabilidad y las caracteristicas de distribucion temporal de las propiedades de radiacién de
microondas.
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RESUMEN

La invencion trata de un sistema de radidmetro de potencia total de radiacion solar basado en un
chip detector de banda ancha y que opera en las bandas de proteccion de radioastronomia, filtra,
selecciona, amplifica, detecta y analiza las sefiales en estas bandas de frecuencia. Se caracteriza
por estar compuesto por un maédulo de calibracion y su unidad de control conectados a una unidad
de deteccién de sefal de radiofrecuencia (RF). El efecto beneficioso (o las ventajas) de la presente
invencidon es que presenta menor interferencia de radio, un ancho de banda de deteccién mas
amplio en comparacién con el método superheterodino tradicional, un gran rango dindmico y una
estructura simple.
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RESUMEN

La invencion presenta una fuente de calor de calibracion de temperatura variable para un
radidmetro de microondas, que es crucial para la deteccidén de alta precision en diversos campos.
Comprende un cuerpo negro de microondas para generar una temperatura de brillo de radiacion
no polarizada equivalente a la temperatura fisica, un mddulo de control de temperatura para un
control estable y uniforme del cuerpo negro, y un médulo de adquisicién de temperatura con
multiples unidades para medir la temperatura fisica interna. Esta tecnologia permite realizar
detecciones de alta precision en areas como el medio ambiente marino, la atmdsfera, la
agricultura, la exploracion geoldgica, el reconocimiento militar, la guia de misiles, la
radioastronomia y la investigaciéon médica, lo que le confiere un valor de aplicacién importante.
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por canales basado en un chip detector de radio de
microondas MMIC
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Se describe un radidmetro de radioastronomia de transito configurable que utiliza un chip de
deteccion MMIC. El sistema, que incluye un amplificador controlado, conmutadores y filtros, se

conecta a un ordenador terminal.

La invencién permite la observacion conmutada y la

configuracion de diferentes anchos de banda a través de un conmutador de microondas.
Controlando la ganancia del amplificador de radiofrecuencia, se asegura que el chip de deteccion
opere en un rango de potencia optimo, evitando la saturacion. Un chip de deteccién de amplio
rango dindmico y baja deriva por temperatura minimiza el impacto ambiental, garantizando la
estabilidad de los datos. La adquisicion de datos se realiza a alta velocidad (100 kSps) con una
tarjeta NI9215, permitiendo una integracion de tiempo flexible posterior al muestreo.
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La presente invencion se refiere a un sistema radiométrico radioastronémico anti-interferencia
presentado se basa en un transceptor agil, disefado para obtener datos de observacién estables
y de alta calidad al evitar y eliminar rapidamente las sefiales de interferencia de radiofrecuencia.
Sus componentes principales incluyen una antena de radiotelescopio, un amplificador de bajo ruido
de banda ancha y un transceptor agil controlado por programa. Este transceptor se conecta a un
ordenador anfitrion a través de un controlador totalmente programable, permitiendo la gestion y
el procesamiento de la sefial. La arquitectura del sistema estad especificamente disefiada para
realizar la observacion de potencia total del trafico mientras garantiza la mitigacion efectiva de
interferencias dentro de la banda de observacion.
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RESUMEN

La presente invencion proporciona un proceso para separar una senal de informacion de buena
calidad de un entorno acustico ruidoso. El proceso de separacion utiliza un conjunto de al menos
dos transductores espaciados para capturar los componentes de ruido e informacién. Las sefales
del transductor, que tienen tanto un componente de ruido como de informacién, son recibidas en
un proceso de separacion. El proceso de separacion genera un canal que es sustancialmente solo
ruido, y otro canal que es una combinacion de ruido e informacidén. Se utiliza un proceso de
identificacion para determinar qué canal tiene el componente de informacion. Luego, la sefial de
ruido se utiliza para establecer caracteristicas del proceso que se aplican a la sefial combinada
para reducir o eliminar eficientemente el componente de ruido. De esta manera, el ruido se elimina
eficazmente de la sefial combinada para generar una sefal de informacién de buena calidad. La
sefial de informacion puede ser, por ejemplo, una sefial de voz (habla), una sefial sismica, una
sefial de sonar u otra sefial acustica.
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La presente invencion muestra una plataforma de recoleccién, analisis, reconocimiento y
visualizacién de datos multisensor y multimodal puede materializarse en un vehiculo con capacidad
de navegacion. La plataforma proporciona una herramienta automatizada que puede integrar
datos de sensores multimodales, incluyendo datos de imagenes bidimensionales, datos de
imagenes tridimensionales y datos de movimiento, ubicacién u orientaciéon, y crear una
representaciéon visual de los datos de los sensores integrados en un entorno operativo en vivo.
Una arquitectura de plataforma ilustrativa incorpora "complementos" de analisis de negocio
modulares y especificos del dominio para proporcionar anotaciones en tiempo real de la
representacién visual con marcas especificas del dominio.
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RESUMEN

La invencién presenta un espectrometro heterodinos espaciales (SHS) ultra-miniatura para
deteccidon espectroscopica. Estos dispositivos innovadores comprenden un divisor de haz y rejillas
para generar un patrén de franjas, e incorporan Opticas de entrada y un sensor, omitiendo las
opticas de colimacion y de imagen presentes en los SHS convencionales. Esta configuracién resulta
en menos piezas, y hace que los SHS sean significativamente mas pequefios, ligeros, robustos y
eficientes, requiriendo menos mantenimiento. Ademas, muchas de estas versiones son
desplegables en campo, permitiendo su uso portatil en actividades remotas o en el mundo real
fuera de laboratorios de diagndstico o investigacion.
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La invencion trata de una matriz receptora pasiva de microondas, que opera en el rango de
longitud de onda de un metro a submilimétrico e incluye un rango de frecuencias de ancho de
banda variable protegido internacionalmente, puede utilizarse para la deteccion de incendios e
intrusiones. Una o mas matrices receptoras pueden utilizarse para proporcionar una pluralidad de
rangos de frecuencia que pueden ser detectados. En una instalacion interior, una o mas matrices
receptoras pueden colocarse dentro de una pared. En otras realizaciones, el receptor y la matriz
pueden presentarse en forma de un dispositivo portatil o vestible. Este método y aparato logra un
alto rendimiento al explotar los circuitos convencionales de conversién de bloque de amplificacion
de bajo ruido y proporciona la deteccién de sefiales térmicas a través de condiciones claras,
ahumadas, brumosas o ambientalmente insostenibles, asi como la deteccion de eventos de
incendio e intrusion a través de una pared no metalica.
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RESUMEN

La presente invencion se refiere a un sistema de telescopio totalmente automatizado es capaz de
ser completamente operativo tanto en configuraciones Alt-Az (altitud-acimut) como polares. En
cualquiera de las configuraciones, el telescopio se alinea automaticamente con el sistema de
coordenadas celestes siguiendo un procedimiento de inicializacion simplificado, durante el cual el
tubo del telescopio se apunta primero hacia el norte y luego hacia el horizonte del usuario. Un
procesador de comandos, bajo el control del programa de software de aplicacién, orienta el
sistema de telescopio con respecto al sistema de coordenadas celestes dadas las entradas
direccionales iniciales. La orientacidn inicial del telescopio puede refinarse aln mas ingresando
inicialmente un indicio de ubicacién geografica, o apuntando a uno o dos objetos celestes
adicionales. Una vez que se establece la orientacion del telescopio con respecto al sistema de
coordenadas celestes, el sistema de telescopio se movera y rastreard automaticamente cualquier
objeto celeste deseado sin una intervencidn adicional de alineacién por parte del usuario.
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GLOSARIO

Las definiciones presentadas se basan principalmente en los informes de la Oficina Mundial de
Propiedad Intelectual (OMPI), la Oficina Europea de Patentes (EPO) y el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial de Chile (INAPI).

Clasificacion Internacional de Patentes (CIP): El sistema jerarquico de clasificacién divide el
area tecnolodgica en secciones, clases, subclases y grupos. La clasificacion es una herramienta
esencial y universal para encontrar documentos de patente en las busquedas que se realizan en el
estado de la técnica, ya que no se encuentra limitada por el idioma.

Familia de patentes: Documentos de patentes relacionadas con invenciones que son patentadas
o estan en proceso de patentamiento, en multiples paises, lo que da lugar a la existencia de varios
documentos de patentes similares, redactados en el idioma oficial de cada pais u organismo donde
se ha presentado la patente. Comparten la misma combinacién de prioridades.

Familia INPADOC: Una familia de patentes extendida INPADOC es una coleccion de documentos
de patente que cubren una tecnologia. El contenido técnico de las solicitudes es similar, pero no
necesariamente el mismo. Los miembros de una familia extendida de patentes INPADOC tendran al
menos una prioridad en comun con al menos otro miembro, ya sea directa o indirectamente.

Inventor: Es la persona o personas naturales que han desarrollado una invencion.

Solicitante: Persona(s), empresa(s) o institucién(es) que solicita(n) a un Estado el otorgamiento
del derecho de proteccién, por tanto, quien(es) se registren en esta categoria sera(n) el (los)
propietario(s) de la marca o patente.

Titular: Es el poseedor del titulo de propiedad sobre una patente.

Oficina de Patentes: Es el organismo publico responsable de la concesidn, tramite y registro de
patentes de invencidon o modelos de utilidad. En Chile, el organismo encargado de cumplir estas
labores es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

Patentes: Son aquellas solicitudes que la Oficina de Patentes ha evaluado y determinado que
cumplen con los requisitos formales y de fondo para ser patentables, por lo que son concedidas al
titular.

PCT: El Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT), es un tratado internacional
administrado por la Organizaciéon Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), cuyo objetivo es
simplificar y hacer mas accesible -para los usuarios y oficinas de patentes- el proceso de
presentacién de solicitudes internacionales de patente, con miras a proteger las invenciones en
varios paises.
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Ministerio de
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Gobierno de Chile
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